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1  Inline Messanlage zur Qualitäts-

 sicherung im Produktionsbetrieb mit 

 optischer 3D- und 2D-Sensorik. 

2  Darstellung der Messabweichung eines

 Objektes im Vergleich zur Sollgeometrie.
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Messprinzip

 - Berührungslose, hochaufl ösende und 

hochgenaue optische 3D-Vermessung 

zur Qualitätssicherung

 - Entwicklung und Aufbau von kunden-

spezifi schen Messsystemen unter 

Verwendung von Methoden wie Licht-

schnitt- und Musterprojektionsverfahren 

 - Nutzung verschiedener Wellenlängen-

bereiche

 - Messvolumen im Bereich von Zenti-

metern bis Metern mit einer Detektion 

von Formabweichungen im Bereich von 

bis zu wenigen Mikrometern

Beispielhafte Anwendungen

 - Flugzeug- und Fahrzeugbau

 - Medizintechnik

 - Keramikfertigung

 - Werkzeug- und Formenbau

Unser Angebot

 - Systemlösungen für einen Einsatz rund 

um die Uhr bei einer Kontrolle von bis 

zu 100%

 - Entwicklung und Umsetzung hochspezi-

fi scher Auswertealgorithmen angepasst 

an Ihre Messaufgabe 

 - Vollautomatisierte Datenaufnahme 

und -auswertung, mit hochoptimierten 

Rechenzeiten unter Nutzung moderner 

Hardware

 - Integration in komplexe Industrieanlagen

 - Qualitätsberichte, komfortable Bedienung 

und Ergebnisvisualisierung

 - Ankopplung an SPS Steuerungen und 

Integration in MES-Systeme

 - Entwicklung von Konzepten für das 

Handling von Messobjekten für kurze 

Zykluszeiten und höchstmögliche 

Durchsatzraten
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